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Настоящий стандарт распространяется на цифровые инте­
гральные микросхемы (далее — микросхемы) и устанавливает об­
щие требования при измерении электрических параметров микро­
схем.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1622—79 и СТ СЭВ 3197—81 
в части общих требований при измерении электрических парамет­
ров микросхем (см. приложение).

1. УСЛОВИЯ и РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Условия измерения, в том числе температура окружающей 
среды или температура в заданной точке на корпусе (теплоотво­
де) микросхемы, должны соответствовать установленным в стан­
дартах или технических условиях (далее — ТУ) на микросхемы 
конкретных типов.

1.2. Значения параметров электрических режимов на выводах 
микросхем (напряжений питания, напряжений или токов на вхо-
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дах и выходах, характер и значение нагрузки и т. п.), а также 
последовательность их подачи при измерении электрических па­
раметров микросхем должны соответствовать установленным в 
стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

1.3. Измерения электрических параметров микросхем проводят 
в установившемся статическом или динамическом режиме.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерительные приборы и измерительные преобразовате­
ли, входящие в состав измерительных установок, должны соот­
ветствовать требованиям ГОСТ 22261—82.

2.2. Погрешность измерительных устройств, входящих в состав 
измерительных установок и обеспечивающих измерение электри­
ческих параметров с одновременным заданием электрического ре­
жима на проверяемый вывод микросхемы, должна быть в преде­
лах, установленных в стандартах или ТУ на микросхемы конкрет­
ных типов.

Погрешности установления и поддержания параметров элект­
рических режимов на выводах микросхем при измерении элект­
рических параметров микросхем должны соответствовать установ­
ленным в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

2.3. Измерительные установки должны обеспечивать подачу на 
выводы микросхем электрических режимов, необходимых для из­
мерения электрических параметров микросхем.

2 4. Контактирующие устройства измерительных установок 
должны обеспечивать электрическое подключение микросхем, ис­
ключающее механическое повреждение выводов.

2 5. Для защиты микросхем от перегрузок, возникающих под 
действием переходных процессов, статического электричества и 
паразитного самовозбуждения, измерительные установки должны 
быть снабжены устройствами защиты, исключающими возможность 
превышения предельно допустимых электрических режимов, уста­
новленных в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

2.6. Нестабильность источников питания, вызванная изменени­
ем напряжения электрической сети и окружающей температуры, 
не должна выходить за пределы ±  1 % — Для источников посто­
янного тока и ± 2  % — Для источников переменного тока.

2.7. Точность установления напряжений и токов питания долж­
на быть в пределах ±  1 % — для источников постоянного тока и 
± 5  % — для источников переменного тока.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Измерительные установки должны соответствовать требо­
ваниям безопасности по ГОСТ 12.2.007.G—75 и «Правил техниче-
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ской эксплуатации электроустановок потребителей и правил тех­
ники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби­
телей», утвержденных Госэнергонадзором СССР.

3.2. Проведение измерений должно соответствовать ГОСТ 
12.3.019—80.

3.3. Не допускается проводить измерения электрических пара­
метров в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

П РИ Л О Ж ЕН И Е
Справочное

•ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 18683.0-83 
СТ СЭВ 1622-79 и СТ СЭВ 3197—81

П 1 1 ГОСТ 18683.0—83 соответствует п. 1.3 2 СТ СЭВ 3197—81 
П. 1 2 ГОСТ 18683.0—83 > п. 13 3. СТ СЭВ 3197—81
П. 2 2 ГОСТ 18683 0—83 »
п 2.4 ГОСТ 18683.0—83
п 25 ГОСТ 18683.0—83 »
л 26 ГОСТ 18683.0-83 »
л 27 ГОСТ 18683.0—83 »
п 3 1 ГОСТ 18683.0-83 >

пп. 1 3, 1.12 СТ СЭВ 1622—79 
п 1.7 СТ СЭВ 1622—79 
п. 1 10 СТ СЭВ 1622—79 
п 2.1 СТ СЭВ 1622—79 
п. 1.4 СТ СЭВ 3197—81 
п. 1 9 СТ СЭВ 1622—79
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